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光学系

MS-200-DIC-RSⅡ
微分干渉観察用同軸鏡筒

サンプル表面の微小な凹凸をコントラスをつけて観察することができます。
ポラライザ、アナライザ、ノマルスキープリズムにはロック機構が付いているた 
め、装置組込み用としてもご使用いただけます。


